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Obwé6d magnetyczny wielkokgtowego ustroju pomiarowego
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Przedmiotem wynalazku jest obwdéd magnetycz-
ny wielkokatowego ustroju ponligrowego o kacie
odchylenia wskazéwki wiekszym od 180°, zawie-
rajgcy magnes ferrytowy. :

Znane rozwigzania konstrukcyjne obwodéw ma-
gnetycznych wielkokatowych ustrojéw pomiaro-
wych Ze wzgledu na stosunek dlugosci magnesu do
dilugosci szczeliny powietrznej dzielg sie na dwie
grupy. Do pierwszej grupy nalezg ustroje o ma-
gnesach najczesciej odlewanych, ktérych dlugosé
jest wieksza od dlugosci szczeliny powietrznej.
Wadg tego rozwigzania jest zloZzona przestrzenna
konfiguracja geometryczna elementé6w obwodu
magnetycznego.

Do drugiej grupy nalezg ustroje o dlugosci ma-
gnesu réwnej dlugosci szczeliny powietrznej, w

ktérych gléwnie stosuje sie magnesy ferrytowe.-

Ustroje te majg plaski rdzefn w ksztalcie duzej
greckiej litery omega o jednakowej szerokos$ci
i symetrycznym obrysie zewnetrznym, na ktérym
osadzona jest cewka ruchoma.

Magnes ma ksztalt symetryczny i jest umiesz-
czony symetrycznie w stosunku do plaszczyzny
symetrii ustroju pomiarowego. Réwniez dwusiecz-
na kata pelnego- odchylenia cewki ruchomej lezy
w plaszczyznie symetrii ustroju pomiarowego. Wa-
dy tego rozwigzania jest spadek indukecji w ob-
szarze koncowego polozenia cewki powodujgcy
nieliniowos¢ podzialki.
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Celem wynalazku jest wyeliminowanie powyzszych
wad. Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie
konstrukeji obowdu magnetycznego zawierajgcego
magnes ferrytowy oraz rdzen zblizony ksztaltem
do duzej greckiej litery omega, w ktérym przecie-
cie montazowe jest przesunieté w kierunku po-
czgtkowego polozenia cewki ruchomej powodujgc
miejscowe przewezenie rdzenia a tym samym
wzrost oporu magnetycznego u nasady jego cze-
Sci kolowej. Ponadto obw6d magnetyczny wediug
wynaLazku charakteryzuje sie tym, ze Srodek ciez-
kosci magnesu jest przesuniety w kierunku kon-
cowego polozenia cewki ruchomej.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym poka-
zany jest przekr6j poziomy ustroju pomiarowego
wielkckgtowego miernika magnetoelektrycznego w
plaszczyznie prostopadlej do osi obrotu, przecho-
dzacej przez rdzen, magnes i cewke ruchomsg.

Rdzen 1 w ksztalcie duzej greckiej litery omega
umieszczony Ww czesci wsporczej 2 ma przecigcie |
montazowe 3 przesuniete w kierunku poczgtko-
wego polozenia P cewki ruchomej 4 osadzonej na
rdzeniu. Takie usytuowanie przecigcia powoduje
przewezenie miejscowe 5 rdzenia 1 przy czym sze-
rokosé rdzenia w miejscu przeweienia jest mniej-
sza od szerokosci rdzenia w jego czesci kolowej.
Magnes 6 przymocowany do rdzenia 1 w swojej
gérnej czesci ma ksztalt trapezu i usytuowany jest
w ten sposOb, ze jego Srodek cigzkosci S jest prze-
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suniety w kierunku koiicowego polozenia K cewki
ruchomej 4.

Zastrzezenia patentowe

1. Obw6d magnetyczny wielkokgtowego ustroju
pomiarowego zawierajacy magnes ferrytowy oraz
rdzen zblizony ksztaitem do duzej greckiej litery
omega z przecieciem montazowym, znamienny tym,

4
ze przeciecie montazowe (3) rdzenia (1) jest prze--
sunigte w kierunku poczatkowego polozenia (P)
cewki ruchomej (4) powodujac przewezenie miej-
scowe (3) a tym samym wzrost oporu magnety-
cznego u nasady kolowej czesci rdzenia.

2. ObwOod magnetyczny wedlug zastrz. 1, zna-
mienny tym, ze $rodek ciezkosci (S) magnesu (6)
jest przesuniety w kierunku koncowego polozenia
(K) cewki ruchomej (4).
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